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Tytut Kod
8 Komputerowe wspomaganie doktadnos$ci w pomiarach 10102122210102203101
Kierunek Rok / Semestr
Mechanika i budowa maszyn - studia Il stopnia 1/2
Specjalnos¢ Przedmiot
Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe obieralny
Godziny Liczba punktow
Wyktady: 1 Cwiczenia: - Laboratoria: 1 Projekty / seminaria: - 4
Jezyk prowadzenia przedmiotu
polski
Prowadzacy:
dr inz. Mirostaw Grzelka
Zaktad Metrologii i Systemoéw Pomiarowych
Instytut Technologii Mechanicznej
tel. +48(61) 665 3569
e-mail: miroslaw.grzelka@gmail.com
Wydziat:

Wydziat Budowy Maszyn i Zarzgdzania
ul. Piotrowo 3

60-965 Poznan

tel. (061) 665-2361, fax. (061) 665-2363
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl

Miejsce przedmiotu w programie studiow:
Przedmiot nalezy do grupy przedmiotéw obieralnych specjalnosci Diagnostyka maszyn i systemy
pomiarowe na studiach stacjonarnych Il stopnia

Zalozenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie sie z informatycznymi systemami umozliwiajgcymi analize wynikdw pomiaréw.
Zapoznanie sie z metodykg analizy wynikow pomiaréw i mozliwosciami ich przetwarzania na
bazie wspotrzednosciowych systeméw pomiarowych, przyrzgdéw pomiarowych optycznych oraz
specjalizowanych. Analiza btedédw pomiarowych w procesie skanowania powierzchni
swobodnych. Metody poprawy dokfadnosci odtworzenia powierzchni swobodnych. Doktadnosé
odwzorowania obiektéw w systemach CAD.

Tresci programowe przedmiotu (opis przedmiotu):
Zapoznanie z najnowoczes$niejszymi komputerowymi systemami wspomagajgcymi doktadno$é
pomiaréw. Przeprowadzenie podstawowych pomiaréw przyktadowych elementéw i powierzchni
dla przeprowadzenia badan doktadnosci odtworzenia ksztattu i wyznaczenia poszczegodlnych
odchytek. W procesie badawczym i analizie wykorzystane zostang rézne dostepne systemy
informatyczne wspomagajgce proces analizy i przetwarzania wynikow pomiardw.

Przedmioty wprowadzajace i wymagane wiadomosci wstepne:
Wiadomosci z zakresu podstaw metrologii, metrologii technicznej, rysunku technicznego oraz
podstaw technologii tworzenia wyrobu.

Forma zajeé¢ i metody dydaktyczne:

Wykiad ilustrowany prezentacjami multimedialnymi oraz dokumentacjg techniczng
przyktadowych wyrobdéw, opisem poszczegdlnych tematéw bedacych celem i istotg przedmiotu a
szczegoblnie wstepem do zaje¢ laboratoryjnych. Laboratoria prowadzone jako zajecia
umozliwiajgce poznanie wybranych zaawansowanych systeméw pomiarowych, samodzielne
wykonanie odpowiednich pomiaréw oraz analiza doktadnosci uzyskanych wynikéw pod katem
wykorzystania odpowiednich narzedzi programowych wspomagajacych doktadnosé w
pomiarach.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu —wymagania i system oceniania:
Egzamin oraz zaliczenie zaje¢ laboratoryjnych.
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